

        

                
            
            
                                    [image: ]                
            

        

                                
        
        
    COMPLIANCEdigital

            
                
    
        
            
        

        
    


                                    	
        Kontakt    
	
        |
    
	
        Impressum    
	
        |
    
	
        Datenschutz    
	
        |
    
	
        AGB    
	
        |
    
	
        Hilfe    

                                Hilfe zur Suche
            

        


        
            

                


                
                        Ihr Warenkorb ist leer


                    
    
                    Login | Registrieren            




    Sie sind Gast




                    

                


                
                    
                        	
        Home
        	
                Nachrichten
            
	
                Top Themen
            
	
                Rechtsprechung
            
	
                Neu auf
            


    
	
        Inhalt
        	
                eJournals
            
	
                eBooks
                	
                        Digitale SAP®-Massendatenanalyse
                    


            
	
                Rechtsprechung
            
	
                Arbeitshilfen
            


    
	
        Service
        	
                Infodienst
            
	
                Kontakt
            
	
                Stellenmarkt
            
	
                Veranstaltungen
            
	
                Literaturhinweise
            
	
                Links
            


    
	
        Bestellen
    
	
        Über
        	
                Kurzporträt
            
	
                Mediadaten
            
	
                Benutzerhinweise
            


    



                        	
        eJournals
    
	
        eBooks
    
	
        Rechtsprechung
    
	
        Arbeitshilfen
    



                        	
        Digitale SAP®-Massendatenanalyse
    



                    
                


                


            

        


        

            
                                                
        
            
            
            
                                                                                                                                        [image: Dokument Vorwort]
                                    

                                                    ► Dieses Dokument downloaden
                                                                        

                                    

    
    
        
            
                Am häufigsten gesucht

            
        
        
                            Rahmen                            Arbeitskreis                            Rechnungslegung                            Banken                            Controlling                            Corporate                            deutsches                            Compliance                            Risikomanagements                            interne                            Fraud                            internen                            Unternehmen                            Ifrs                            deutschen                    

    

    
        Social Media

    
    [image: Twitter]    [image: Facebook]
    
        COMPLIANCEdigital

    
    
       ist ein Angebot des
    

     [image: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG] 
            


            
                
    	
                    [image: Schreiben Sie uns!]
            
	
                    [image: Seite empfehlen]
            
	
                    [image: Druckansicht]
            



Vorwort


    	Arno Bönner
	Martin Riedl
	Stefan Wenig










    Dieses Buch handelt von der digitalen Massendatenanalyse, also der computergestützten Auswertung großer Datenmengen. Es ist ein Kompendium für alle Interessierten, die Auswertungen und Analysen basierend auf SAP® R/3® Daten vornehmen, und vereint sowohl technische als auch betriebswirtschaftliche Aspekte. Es wird gezeigt, wie man problemlos auf SAP® R/3® Daten in Form von Tabellen zugreifen und diese aus SAP® R/3® Systemen extrahieren kann, und mit welchen Lösungen man die oft immens großen Datenmengen einfach und schnell auswerten kann. Daran anknüpfend wird erklärt, wie man die Analysen nicht nur manuell, sondern vor allem auch standardisiert und wieder verwendbar gestalten kann. Das ganze erfolgt nicht in einer bloßen Listung von Tabellen und Feldern, sondern ist in einzelne Fallstudien mit Kompendiumscharakter eingebettet, die praxisnahe Szenarien spannend aufbereitet erläutern und damit den fachlichen Rahmen für die technischen Aspekte der Analysen liefern. Für in der Thematik noch neue Leserinnen und Leser bietet ein ausführlicher Einstieg genügend Informationen, um die Fallbeispiele verstehen zu können, erfahrenen Analysten ermöglicht es eine kurze Wiederauffrischung ihrer Kenntnisse.
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